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(47) Sammandrag:

Anordning f5r métning av tjockleken hos ett lager eller ett beliggningslager pé ett
lingstrickt band (10) av material vilket passerar firbi mAtanordningen. Anordningen
innefattar don fSr matning av tjockleken i olika positioner langs det langstréickta
bandets (10) bredd. Donet f5r m#tning av tjockleken #r placerat i radiell rikining frén
en longitudinell axel (21) genom en rulle (20) som stddjer det lingstrickta bandet
(10). Donet f3r miitning av tjockleken innefattar ett sensorhuvud (12) anordnat att
vila pd en gaskudde som genereras mellan sensorhuvudet (12) och ytan pd det
langstrickta bandet (10), och den ytire periferin (25) pa rullen (20) 4r krokt i axiell
riktning med en stdrre diameter mot &ndarna av rullen (20).
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